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摘要(译)

一种超声探头诊断装置（100），其基于超声探头（200）如何从放置到
的测试对象接收反射的超声波来诊断具有多个超声换能元件（202a）的
阵列的超声探头（200）。面对超声探头（200），包括通过比较由多个
超声换能元件（202a）中的至少一些接收的反射超声信号来检测超声探
头（200）相对于测试对象的姿势的部分（111）。 ）和呈现部分
（110），其基于检测到的姿势呈现信息。
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